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	摘要(中)	本文考慮的系統包括了此數位化溫度控制器之儀表放大器及要將其輸出訊號進行取樣的類比-數位取樣器，由可靠度的觀點評估外界共模干擾對於此系統的影響。


而考慮一個系統的可靠度，必須從此系統的功能著手，所以本文先根據取樣精度的條件定義其失效的機制，再以電磁干擾的定量描述方法根據應力與強度干擾理論(SSI）分析其可靠度。而分析可靠度一個重要的關鍵，就是以統計方法評估系統參數的隨機性對可靠度的影響，所以本文將採用蒙地卡羅分析法分析電路中電阻的誤差對系統所造成的影響為主軸討論其對系統可靠度的影響。同時，輸出訊號的取樣精度也牽連著此系統的可靠度，所以本文也會考慮不同的取樣精度對系統可靠度的曲線變化情形。對於共模干擾源的部分，本文假設一正弦電壓以共模方式輸入儀表放大器，然後使用 對儀表放大器進行共模增益頻率響應模擬、內部雜訊模擬及其電阻取樣。


而本文所分析的可靠度屬於一種靜態的系統初始可靠度隨著系統參數退化的情形，其退化的情形與累積失效模式描述動態可靠度呈單調遞減的情形類似，故本文也將系統可靠度與共模干擾振幅的關係圖以累積失效模式所衍生出來的初始可靠度方程式嵌合之。
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